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Критерії оцінювання

  	До екзаменаційного білета входять 5 запитаннь. Максимальна результуюча оцінка за білетом складає 100 балів. Відповідь на кожне запитання   оцінюється за шкалою:

	 (бали)
	Критерії оцінювання

	20
	Відповідь правильна. Зауважень немає.

	17
	Відповідь правильна. Незначні зауваження.

	15
	Відповідь правильна, але є зауваження.

	10
	Відповідь неповна. 

	5
	Відповідь неповна. Багато зауважень.

	3
	Відсутність повної відповіді. Багато помилок.



Результуюча рейтингова оцінка 

. При загальній оцінці  R = (60-100) балів результат додаткового випробування приймається як «зараховано», при R < 60 балів результат випробування – «незараховано». 
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